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Introducéo

161:‘!103 de andlise térmica é usada para avaliar
sdades fisicas, estabilidade ou degradagao
mais diversos polimeros.

;olipmpdlam (PP).& muito utilizado devido ao seu
jxo custo, A sua elevada resisténcia quimica e a
tes. Sua aplicagao é muilo variada como em
recipientes para alimentos, fibras,
pegas, entre outros.

trabalho tem por objetivo apresentar dados
inares obtidos de filmes de PP enxertados
no via radiagio guimica. Os- filmes
foram caracterizados pelas técnicas de
A, DSC, Infravermelho, além do calculo do grau
nxertia.

izado filme de PP de espessura 0,04 mm, o
{oi pesado e imerso no mondmero de estireno
por um periodo de 24 horas. Apds este
riodo os filmes foram acondicionados em sacos
ps de nylon e vedados sob atmosfera de No e
para ser irradiado. Apés a irradiagdo os
foram submetidos a tratamento térmico por 8
2 depois lavados com acetona (Merck) em
r soxhlet por um periodo de 8 horas e secos
; em estufa a vacuo até peso constante.
diaghes foram efetuadas num irradiador com

80Co a uma dose de 100 kGy e taxa de 10

de enxertia foi calculado segundo a equagio
crita abaixo.

[(mf—ml)fm} x 100 equagao (1)

s 1ar|mgraﬂmetncas foram obtidas a partir
obalanga TGA / SDTA 851 da Mettler-
90 utilizando-se razées de aquecimento a taxas
ia em almoslera estatica e dindmica,'de 25 a

a1U°C min~' sob atmosfera inerte.
idas de DSC foram obtidas no DSC 822
“Toledo, sob atmosfera de nitrogénio, com

°C min”, mantendo-se a 280 °C por 5

S, Tesfriamento de 280 a -50°C a 50 °C min”'
Mente de -50 a 280 °C a 10 °C min~!,
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Ma de aquecimento de -50 a 280 °C a razéo.

s GOmpOHTAMENTO TERMICO DE FILME DE POLIPROPILENO MODIFICADO PELO PROCESSO DE
ENXERTIA VIA RADIAGAD GAMA
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Os espectros no infravermelho foram obtidos num
Mexus 670 FTIR da Thermo Nicolet em pastilha de

KBr.
O —

O filme irradiado a temperatura ambiente teve como
grau de enxerlia 17%, calculado segundo a
equagao (1).

A enxertia do estireno foi comprovada por
especlroscopia no infravermelho. Foram
observadas no  fime enxertado bandas
caracteristicas do estireno entre 3080 - 3010 cm™' e
entre 1601 - 1500 cm™' devido & deformago C=C
do anel aromatico que ndc aparecem no espectro
do PP virgem, conforme descrito na literatural.

O Tonsel (temperatura de inicio da degradagio
térmica) do filme virgem aconteceu a 434,93 °C
enquanto gue o filme enxertado apresentou um
Tonset a 407,00 °«C.

A temperatura de fusdo (Tm) do PP virgem foi de
163,20 “C com uma diminuigiio discreta para o filme
enxertado que foi de 160,53 °C

O grau de cristalizagio ob‘tldo para o filme virgem
foi de —4B651 mJ a 94,91 °C e para o filme
enxertado foi de -370,39 mJ a 96,79 *C.

[ Conclusfes |

Resultados e Discussdo

Com o grau de enxertia obtido verficamos que o
processo  de  enxertia ulilizado € wvélido e
confirmamos a presenga do enxerto pelo ensaio de
espectroscopia no infravermelho.

Intensos estudos ainda deverdo ser efetuados
variando a dose de radiagéo, pois dependendo da
aplicagio do pelimero enxertado o decréscimo da

temperatura de degradagio ndo & aceitavel.
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